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Des renseignements relatifs a la date de
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sement des éditions révisées et aux amendements
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEl et dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

e Annuaire de la CEI
Acces en ligne*

+ Catalogue des publlcatlons de la CEI
Publié annuellement et
(Acces en ligne)*

Terminologie, symboles
et littéraux

boles littéraux

ez par la CEl, le
ymwboles littéraux a
El 60417: Symboles
riel. Index, relevé et

ra appre
Iecteur congaiera la CEl ©002Y:

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumerent les
publications de la CEIl préparées par le comité
d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publica

may be obtained from
and from the following

Qn-line access*

gtalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter
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For graphical symbols, and letter symbols and signs
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referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-16: Techniques d’essai et de mesure — Essai d'immunité
aux perturbations conduites en mode commun dans
la gamme de fréquences de 0 Hz a 150 kHz

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation i ion composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiohauX\de ¥a C 1). Da a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions~de no \ i ys les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autre i Rli fmes Internationales
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux trava t Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationaleg, ggUvy S on gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux trava e étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des condi entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CE S Q echniues, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les syj Studiés, Btant donné gle les Comités nationaux intéressés

sont représentés dans chaque comité d’étude

3) Les documents produits se présentent sols la 6 mandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guid S gls par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'dnifi 3
facon transparente, dan Q ) ofmes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. e di [ a ng/me de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étrg indt 3 irs\dans cette derniére.

5) La CEl n’a fixé
n'est pas engagé

CEM conformément ad Guide 107 de la CEl.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

77A/201/FDIS T7TAI221/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniqguement a titre d’'information.



